OLYMPUS®

X-5000 Kannettava XRF Analysaattori

Rikin madritys raskaasta polttooljysta seka
raskasmetallien analysointi voiteludljyista

Ymparisto- ja laatusyista, rikin maarittamista
polttodljyista seurataan seka kansallisin etta
kansainvalisin ohjeistuksin. Saadokset pyrkivat
pysdyttamaan rikkipitoisuuden kasvua
polttoodljyissa seka hallitsemaan eri toimenpiteilla
SO, -paastoja. Myos erityiset polttoaineen
laatumaaraykset saatelevat paastoja valvonta-
alueilla kuten satama- ja rannikkoalueilla. Lisaksi
rikkipitoisuuden tarkka maarittaminen
polttoodljyista on tarked muuttuja maaritettdessa
polttoaineen laatua: Huonolaatuinen 6ljy voi
vahingoittaa moottoreita ja aiheuttaa muita
vakavia vahinkoja laitteiden tarkeille osille.

Rikkipitoisuuksien seurantaan ja analysointiin
Olympus Innov-X kehitti X-5000 laitteen, Energy
Dispersive X-Ray Fluorescence analyzer (EDXRF)
analysaattorin, jonka ominaisuudet ovat hyvin
vakiintunutta tekniikkaa o6ljyteollisuudessa.

Analyyttinen suorituskyky, suljettu
mittauskammio ja helppokdyttdinen perinteinen
XRF:n tyotasoyksikko sisaltyvat kaikki X-5000
laitteeseen. Kuten myds hyvat
kenttdominaisuudet helposti kannettavine
laitteineen (laitteen paino 10 kg). Akkukayttdinen
XRF hyodyntaa kayttoliittymana suurta
kosketusnaytollista PC laitetta.

X-5000 laitteen avainominaisuuksia ovat:
suorituskyky, tehokkuus, liikutettavuus.

Ei nayte valmisteluja, vain kerays ja analysointi —
suoraan paikan paalla.

X-5000 - Parasta analyyttista suorituskykya nopeaan,
kenttdystavalliseen ja turvalliseen tyoskentelyyn.

Avainominaisuudet ja hyodyt

e Kannettava ja kevyt

e  Mahtuu pieneen tilaan;
kenttdolosuhteissa, mittauspisteelld,
tuotantoalueella

e Mittauskammioon mahtuvat kaikki
tarvittavat naytekupit ja —pullot

e Naytteen erillista kasittelya ei tarvita

e Ei pdivittaista kalibrointia

e  Kaynnistyy nopeasti, tulokset tulevat
sekunneissa

e Turvallinen ja suljettu kammiomittaus

e Datan automaattinen suojattu tallennus



Laboratorio I)V(Iii::)aolfs
SRM1623C 0.381% 0.381%
SRM1619B 0.696% 0.714%
SRM1621E 0.948% 0.991%
SRM1622E 2.146% 2.139%
SRM2717A 2.996% 3.016%
SRM1620C 4.561% 4.584%
Shell 45 0.54% 0.473%
HFO 31552 0.97% 0.835%
Hi S HFO 380 3.98% 3.671%
MECO 5040 0.860% 0.817%
MECO 5040/100 0.926% 0.998%
MECO 5070 0.975% 0.964%
MECO 5070/100 1.05% 1.043%
MESYS 3006 0.508% 0.501%
MESYS 3006/100 0.551% 0.623%
MAEO 4030 0.577% 0.584%
MAEO 4030/100 0.654% 0.683%

Tuloksia erilaisista raskaista polttodljy mittauksista

Ainutlaatuinen naytealusta varmistaa naytepullon
oikean sijainnin asianmukaiseen mittaukseen.
Naytealusta on sopiva kaiken kokoisille
naytepulloille ja -kupeille.

Ei naytteen esikasittelya, Ei paivittaista
kalibrointia

X-5000 on suunniteltu kaytettavaksi missa

tahansa — kentalla, tuotantolinjalla,
tarkastusalueella. Varmistaa turvallisen ja
suljetun kammiomittauksen. Suljettu kammio
yhdistettyna ainutlaatuiseen X-5000 laitteeseen
edistaa turvallisuutta XRF analysaattoria

liikutettaessa. Tama mahdollistaa tehokkaat
sadeasetukset ja lisaa rontgen sateiden tehoa. X-
5000 pystyy vastaamaan vaativimpiinkin
kenttdhaasteisiin.

Tekniset tiedot:

Pitoisuus ppm tai %

Analysaattorin paino 10 kg
Mittausaika 180s
-10to 50 °C

Toimintaymparisto

Akkuvaatimukset Pistoke tai patteri
Putken jannite 10-50kV

Putken sahkovirta 200 pA

Kayttoliittyma Kosketusnaytollinen

38 x33x28 mm

Laitteen mitat

Mittauskammion mitat | 29 x 11 x 15 cm

Aineen maaritysraja

Aine Loag(()ps’;m)
Fosfori 30
Rikki 12
Kloori 15
Molybdeeni 1
Kalsium 5
Vanadiini 1
Mangaani 1
Rauta 1
Koboltti 1
Nikkeli 1
Kupari 1
Sinkki 1
Elohopea 1
Arsenikki 1
Lyijy 1
Seleeni 1

Lob = Toteamisraja



